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摘要(译)

本发明涉及显示屏检测装置，确切地说，是一种面向OLED屏像素缺陷检
测的方法及装置。包括：将OLED屏置于检测平台上，初始化检测系统，
获取被检测OLED屏的信息，所述信息包含原始图像；当接收到原始图像
时，对所述原始图像进行预处理；当接收到进行预处理的原始图像时，
对所述预处理的原始图像进行旋转矫正；当接收到旋转矫正的原始图像
时，对所述旋转矫正的原始图像进行迭代处理；当接收到迭代处理的原
始图像时，对所述迭代处理的原始图像开始图像分割；根据接收到所述
分割图像，对所述分割图像与完整图像开始对比是否存在缺陷，如果
否，则继续下一块OLED屏的检测；如果是，则报警并定位缺陷位置。
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